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Pracownia Metrologii

Wroctaw, dnia

Metrologia Wielkosci Geometrycznych

Cwiczenie 4

Rok i kierunek

Grupa (dzien i godzina rozpoczecia zajec)

Imig i nazwisko

Imie i nazwisko

Imig i nazwisko

Ocena struktury geometrycznej powierzchni

A. Zapis wymagan dla struktury powierzchni
1. Wpisz znaczenie symboli okreslajgcych charakterystyczne rodzaje sladow obrdébki

L.p. | Symbol Opis
1. =

2. 1

3. X

a | M

5. C

6. R

7. P

2. Opisz kazdy z symboli uwidocznionych w tym zapisie
Symbol Opis
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B. Pomiary profilometrem MarSurf PS 1
1. Pomiar parametréow chropowatosci na wskazanych przez prowadzacego powierzchniach w trybie
automatycznym (AUTO).

Nr detalu

Mierzony parametr

Ra [um]

Rz [um]

Rt [um]

Ie( 1r) [mm]

Ik [mm]

2. Pomiar parametréw chropowatosci na wskazanych przez prowadzacego powierzchniach.
a) Zamiesci¢ w tabeli wymagane wartosci parametréw (patrz rysunki detali).

Nr detalu

Mierzony parametr

Ra [um]

Rz [um]

Rt [um]

b) Dla wybranych parametréw odczytaj z tabeli (instrukcja) dtugosci odcinkow: elementarnego . (I;) i pomiarowego I,.

Wymagana wartos¢
parametru Ra = Rz = Rt

Dtugos¢ odcinka:

elementarnego . (I;) [mm]

pomiarowego |, [mm]

c¢) Wykona¢ pomiary parametréw chropowatosci Ra dla detalu nr: #................. stosujagc kryterium 16%.
Podkresli¢ w tabeli zmierzone wartosci, ktére przekroczyty wartosci dopuszczalne.

Wymagana wartos$¢ parametru [um] Ra=
70% wartosci parametru [pum] 0,7Ra =
Wynik pierwszego pomiaru parametru Ra [um] Ra=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wynik < 70% Ra)

Wynik dwéch kolejnych pomiaréw parametru Ra [um] Ra= Ra=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wyniki trzech pomiaréw < 100% Ra)

Wynik trzech kolejnych pomiaréw parametru Ra [um] Ra= Ra= Ra=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wynik co najwyzej jednego z szesciu pomiaréw > 100% Ra)
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Wykona¢ pomiary parametréw chropowatosci Rz dla detalu nr: #................... stosujgc kryterium 16%. Podkresli¢
w tabeli zmierzone wartosci, ktére przekroczyty wartosci dopuszczalne.

Wymagana wartos$¢ parametru [um] Rz=
70% wartosci parametru [um] 0,7Rz=
Wynik pierwszego pomiaru parametru Rz [um] Rz=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wynik pomiaru < 70% Rz)

Wynik dwéch kolejnych pomiaréw parametru Rz [um] Rz= Rz=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wyniki trzech pomiaréw < 100% Rz)

Wynik trzech kolejnych pomiaréw parametru Rz [um] Rz= Rz= Rz=

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?
(Tak, gdy wynik co najwyzej jednego z szesciu pomiarow > 100% Rz)

d) Wykonaé pomiary parametru chropowatosci Rt dla detalu nr: #.................. stosujgc kryterium maksimum.
Podkresli¢ w tabeli zmierzone wartosci, ktdre przekroczyty wartosci dopuszczalne.

Wymagana wartos¢ parametru [um] Rt =

Wynik spetnia wymagania Tak/Nie?

Pomiar 1 2 3 (Tak, gdy wyniki trzech pomiaréw < 100% Rt)

Wyniki pomiaru parametru
Rt [um]

3. Wyznaczenie parametrow Rz i Rt z wykorzystaniem zmierzonych i zapisanych profili powierzchni toczonego
watka (patrz rysunek detalu)

a) Korzystajgc z wydrukowanych profili okresli¢ wartosci I (I;) oraz I, i zapisaé w tabeli:

Profil pow.
nr

I (Ir) [mm]

In [mm]

b) Wyznaczy¢ wartos$¢ parametru Rz. Wyniki zamiesci¢ w tabeli:

Profil pow.
nr

Rz [pm]

¢) Wyznaczy¢ wartosé parametru Rt Wyniki zamiesci¢ w tabeli:

Profil pow.
nr

Rt [um]
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C. Pomiary wysokosci nieréwnosci metodami optycznymi

1. Pomiar wysokosci nierownosci metoda przekrojow swietinych na mikroskopie Linnika-Schmaltza

a) Dane mikroskopu:

Producent:

Nr ewidencyjny:

Okular:

Powiekszenie zespotu
obiektywow:

Mikrowzorzec nr:

Dziatka elementarna iw:

b) Wyznaczy¢ wartosci dziatki elementarnej gtowicy mikroskopu z wykorzystaniem mikrowzorca.

Obraz widoczny podczas wzorcowania

i . . Wartos¢ dziatki
Wskazanie Liczba dziatek .
A mikrowzorca elementarnej
Poczatkowe Koricowe mikrowzorca
Wp = Wi = n= iW =

Wyznaczy¢ warto$¢ dziatki elementarnej
dla zamontowanego zespotu obiektywow:

Weg podziatki gtowicy mikroskopu,

n-i,

¢) Wyznaczy¢ wartosé wysokosci mierzonej nieréwnosci powierzchni

Obraz widoczny podczas pomiaru

w, = = e, [ ]
‘Wk - Wp‘
Wskazanie
Wysokos¢
L.p. (i) | Poczatkowe wy; Koncowe wy; nieréwnosci
H'i=| wpi - Wi
1.
2.
3.
3
2H,
Wartosé $rednia H'¢, = =2

Wyznaczy¢ wysoko$¢ mierzonej nieréwnosci H z uwzglednieniem znieksztatcenia wywotanego katem padania/odbicia

Swiatta:
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D. Pomiary wysokosci nierownos$ci metodami pneumatycznymi
1. Pomiar nieréwnosci powierzchni

a) Dane przyrzadu

Producent:

Nr ewidencyjny:

Dysza wewnetrzna, nr:

Zakres mierzonych nieréwnosci
(Ra [um] ) dla wybranej dyszy wewn.:

Cisnienie zasilania [MPa]:

Cisnienie zasilania stabilizowane [MPa]:

b) Schemat pneumatycznego przyrzadu do pomiaréw wysokosci nieréwnosci

c) Dane wzorca | do pomiaréw poréwnawczych

Producent:

Nr ewidencyjny:

I parametr chropowatosci :

Wartos¢ parametru [um]

Il parametr chropowatosci :

Wartos¢ parametru [um]

Geometria powierzchni:

Rodzaj obrobki powierzchni:

d) Dane wzorca |l do pomiaréw

poréwnawczych

Producent:

Nr ewidencyjny:

| parametr chropowatosci:

Wartos¢ parametru [um]

Il parametr chropowatosci :

Wartos¢ parametru [um]

Geometria powierzchni:

Rodzaj obrébki powierzchni:

e). Dokona¢ sprawdzenia powierzchni wybranych detali pod katem zgodnosci lub nie mierzonych parametréw z wzorcami

; Ocena Nr detalu
Pomiar zgodnosci
nr powierzchni
ze wzorcem S IR S Bevrerrerrrnne S R S

1 Zgodna? . . . .

(TAK/NIE)

2 Zgodna?

(TAK/NIE) J K g k g

Zgodna? o G p G G

3 Q ] ] ] Q

(TAK/NIE) D N N N N

Ostateczna ocena R R R R 2

= s

zgodnosci (TAK/NIE) = = =
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